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нагрузок, смещений и скоростей. С трением и износом тесно связано яв-
ление адгезии. Для адгезии важна возможность осуществления контакта с 
минимальным расстоянием между двумя поверхностями [1].  

Основной целью механики контактного взаимодействия и физики тре-
ния является способность управления процессами трения, адгезии и износа. 

Целью настоящей работы является описание устройства и методики, 
разработанных для исследования измерения давления контактной адгезии 
маятниковым методом. 

Универсальным методом измерения контактной адгезии является ме-
тод свободных качаний физического маятника, опирающегося на исследу-
емую поверхность двумя шариками. 

 

 
Рис. Блок-схема устройства: 

 1 – опорные площадки, для помещения ОК; 2 – механизм установки  
и регулирования положения маятника; 3 – физический маятник с опорой  

на 2 шарика; 4 – устройство для измерения амплитуды колебаний маятника,  
содержащее лазер, двухлинзовую оптическую систему формирования  
и фокусирования луча на ОЭП, зеркало, светофильтр на входе ОЭП;  

5 – устройство калибровки амплитуды, состоящее из лазера, длиннофокусной 
оптической системы, зеркала и калибровочной линейки 

Разработанное устройство позволяет проводить измерения при малых 
амплитудах колебаний маятника вплоть до нескольких угл. секунд.  
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Важным элементом сенсора поверхностной фото-ЭДС является источ-

ник светового излучения. Основные требования к источнику светового 
излучения: монохроматичность, стабильность светового излучения во 
времени (интенсивность, спектр), малая инерционность. В случае измере-
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ния диффузионной длины неравновесных носителей заряда необходимо 
использовать не менее двух источников светового излучения с разными 
длинами волн. Причем погрешность измерения зависит от точности под-
держания длины волны излучения [1]. 

Применение источников белого света со светофильтром не позволяет 
получить узкий спектр светового излучения. Часто спектр пропускания 
светофильтра неравномерный. Кроме того, затрудняется работа в инфра-
красном диапазоне излучения. 

Модуляция светового излучения механическим способом снижает 
надежность конструкции, может привести к увеличению вибрации и за-
трудняет перестройку коэффициента заполнения импульса. 

Исходя из вышесказанного, наилучшими источниками излучения яв-
ляются светодиоды и полупроводниковые лазеры. 

Светодиоды обладают практически монохроматическим излучением, 
малой инерционностью, относительно высокой стабильностью парамет-
ров во времени. 

Полупроводниковые лазеры отличаются монохроматическим излуче-
нием и малой инерционностью. Мощность излучения пропорциональна 
протекающему току. Однако спектр излучения зависит от температуры 
кристалла. Поэтому для поддержания стабильного спектра излучения 
необходимо применять термостатирование. 
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При разработке методов фотостимулированной зондовой электромет-
рии возникает необходимость модуляции светового излучения, например, 
для измерения времени неравновесных жизни носителей заряда [1]. 


